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Techniques couplées pour I'étude de matériaux : méthodologie, analyses multi-échelles,
multispectrales et corrélatives

Cette session sera consacrée a des approches expérimentales innovantes pour I'étude de matériaux
ou différentes techniques ont été couplées (notamment in situ) pour analyser une méme zone
d'intérét dans un environnement contrélé et/ou sous contraintes extérieures. Une grande place sera
faite aux techniques d'imagerie provenant des microscopies électroniques, de champ proche,
d’optique, et par effet de champ et leurs couplages avec les techniques spectroscopiques et de
caractérisation physique (tel que le transport par exemple). Les outils performants développés pour
I'exploration des masses de données brutes (cube de données) accumulées par les différentes
techniques a des échelles spatiales et temporelles différentes seront également présentés dans cette
session afin de mettre en lumiere la pertinence des analyses hyperspectrales et corrélatives dans la
compréhension des propriétés physiques, chimiques et/ou biologiques des matériaux a différentes
échelles.


http://www.univ-rouen.fr/
https://www.cnrs-imn.fr/index.php
http://immm.univ-lemans.fr/fr/index.html
http://neel.cnrs.fr/
https://www.lps.u-psud.fr/
http://neel.cnrs.fr/

